GOBIERNO DE

MEXICO

Andlisis de rayos-X por el método de Rietveld.

INSTRUCTORES: Dr. Luis Antonio Ortiz Frade, Mtra. Susana Citlaly Gaucin Gutiérrez
DURACION: 12 horas

MODALIDAD: En Linea

HORA: 14:00h a 17:00h

1.0 Estructura de solidos
Empaqguetamiento de los sdlidos
.2 Empaquetamiento hexagonal compacto
.3 Empaquetamiento cubico compacto
.4 Huecos tetraédricos
1.5 Huecos octaédricos
2.Arreglos cristalinos
2.1 Estructura fipo NaCl
2.2 Estructura tipo blenda de zinc y wurtzita
2.3 Estructura tipo fluorita y anti-flourtia
2.4 Estructura Rutilo
2.5 Estructura tipo CsCl
2.6 Estructura tipo Corindén
2.7 Estructura tipo [I-Cristobalita
3.0 Simetria y Grupos espaciales
3.1 Simetria molecular
3.2 operacién de simetria
3.3 Elemento de simetria
3.4 Grupos puntuales
3.5 Red
3.6 Ejes cristalograficos
3.7 Celda unitaria
3.8 Sistemas cristalinos
3.9 Celdas primitivas y cenfradas
3.10 Redes de Bravais
3.11 Operaciones de franslacién
3.12 Grupos puntuales
3.1
3.1

1.1
1
1
1

.13 Planos Cristalogrdficos e indices de Miller

.14 Red reciproca
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4.0 Fenémeno de Difraccion de rayos X

4.1 Radiacién electromagnética

4.2 Interaccion luz materia nivel macroscopico
4.3 Interaccién luz materia nivel microscépico
4.4 Difraccion

4.5 Difraccion de Rayos X

4.6 Generaciéon de rayos-X

4.7 Ley de Bragg

4.8 Intensidad de picos

4.9 Dispersion de un electrén

4.10 Dispersion atomica

4.11 Dispersion de la celda

12 Dispersion del cristal

13 Intensidad Integral

14 Intensidad Integral en Polvos

14 Determinacién Experimental

15 Patrén de difraccidn de Rayos-X

16 Difraccién de Rayos-X considerando la red reciproca
4.17 Software de visualizacién de estructuras cristalinas
5.0 Método de Rietveld

5.1 Calculo intensidad del patrén

5.2 Cdiculo de residuos

5.3 El ensanchamiento de los picos

5.4 Funciones matemdticas de la forma de picos
5.5 Calculo de Textura

5.6 Mezcla de fases

5.7. Instalacién del programa fullprof

5.8 Archivo cif y archivo dat

5.9 Archivo pcr

5.9 Estrategia de refinamiento

5.10 Visudlizacién e interpretacién de datos
5.11 Ejemplos précticos
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